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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES

QUATORZIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:

CONDENSATEURS FIXES D'ANTIPARASITAGE ET RACCORDEMENT A L‘'ALIMENTATION

NIVEAU D'ASSURANCE D

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
mondiale de normalisation composée de 1l'ensemble des comités électrotech-
n1ques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de

2)

3)

4)

La
la

Le

Le
le

favg
norn
A cd
tiorg
desq
Les

étrg
des

] frats S > 1 ot 3 |’ i
halisation dans les domaines de 1'électricité et de 1'éfect i

t effet, la CEI, entre autres activités, publie des No
. Leur élaboration est confiée 3 des comités dXé
uels tout Comité national intéressé par le sujet

organisations internationales, gouvernementales e N g ernementales,
en 1i

iaison avec la CEI, participent également aux \travi X abore
itement avec 1'Organisation Internationale de a4 i selon
conditions fixées par accord entre les de

Les |décisions ou accords officiels de la CE
questions techniques, préparés par le
représentés tous les Comités
expriment dans la plus grande \mes
sur |les sujets examinés.
Ces |décisions constituent des internationales publiéeg sous
forme de normes, de de guides et agréées comme [telles
par |[les Comités natiena
Dang le but d'encpourage ion internationale, les Comités nafionaux
de ia CEI s" : 2 e/fagon transparente, dans toute la |mesure
pos les\Normes 1nt:rna»1onr1es de la CEI dans leurs normes natignales
et pégionales..§ o L gehce/entre la norme de la CEI et la norme nationa-
le qu régiona S pondantg doit &tre indiquée en termes clairs dajgs cette
dernié
Normeg erhationale\CEIV384-14-1 a été établie par le comité d'études |40 de
CEI: 3 et )résistances pour équipements électroniques.
textq de cette\norme est issu des documents suivants:
DIS Rapport de vote
40(BC)793 40(BC)810
rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur

=

vote ayant abouti 3 l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 14: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CAPACITORS FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SUPPRESSION
AND CONNECTION TO THE SUPPLY MAINS
ASSESSMENT LEVEL D

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide
organization for standardization comprising all national electrotechnical

committees—(FECNationalCommittees) . The Object of the IEC to prompte
international cooperation on all questions concerning standardixg in the
electrical and electronic fields. To this end and in addifion
actiyities, the IEC publishes International Standards. bn
is eptrusted to technical committees; any IEC Nationa ested
in the subject dealt with may participate in this
International, governmental and non-governmental o t with
the [EC also participate in this preparation. 0 ~~11abo ates closely
with| the International Organization for Standardi i Hance
with|conditions determined by agreement between

2) The formal decisions or agreements of
prepared by technical committegs \on ;
having a special interest therain 3 2Xpress, as nearly as
possjible, an international conse f on” the subjects dealt
with

3) They|have the form o ternational use published fn the
form|of standards, S 3 guides and they are accepted by the
National Committees\i

4) In order to :@ o : tional 'upification, IEC National Committees
undertake to app ; kernational Standards transparently to the maximum
extent possible i 2l and regional standards. Any divergenge
between the IEC St@ e correspondlng national or regional standard
shal .d in the latter.

Internatio tandard IEC 384-14-1 has been prepared by IEC technical committee

40: Capacitors dad ispors for Electronic Equipment

The tex dard is based upon the following documents:

D1S Report on Voting
40(C0)793 40(C0o)810

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
QUATORZIEME PARTIE: SPECIFICATION PARTICULIERE-CADRE:
CONDENSATEURS FIXES D'ANTIPARASITAGE ET RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION
NIVEAU D'ASSURANCE D

INTRODUCTION

Spécification particulidre-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentaire de la
spécification intermédiaire, comprenant les régles concernant le style, la
présentation et le contenu minimal des spécifications particuliéres. Les
spécifications particulidres ne répondant pas a ces régles ne sont pas
considérées conformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas étre
déclaréds comme telles.

Le contgnu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaj
en compfe lors de la préparation des spécifications parti

Les numd
informat

Identifi

(1) "Commission Electrotechnique Internationale" ou ional
de N
étal

(2) Numd
tout

et

(4) Numé

Identifi

(5) Courn

(6) Indi e base (si applicable).

Notg. ateur n'est pas congu pour l'utilisation sur |des

-

ela doit étre clairement établi 3 cet empladement

(7) Crodui principales dimensions, importantes pour l'interchangea-
bilj Erences correspondant aux documents nationaux ou intgr-
natjonaux" appropriés. Au choix, ce croquis peut étre donné dans une annexe

-

a lﬁ Spécification particuliére.

(8) Utilisation ou ensemble d'utilisations couvertes et/ou niveau d'assurance.

Note. -Le(s) niveau(x) d'assurance utilisé(s) dans une spécification
particuliére doit(doivent) &tre choisi(s) dans la spécification
intermédiaire, paragraphe 3.5.4. Ceci implique qu'une spécifi-
cation particuliére-cadre peut étre utilisée en combinaison avec
plusieurs niveaux d'assurance pourvu que le groupement des essais
ne change pas.

(9) Données relatives aux propriétés les plus importantes, permettant la
comparaison entre les divers types de condensateurs.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 14-1: BLANK DETAIL SPECIFICATION:
FIXED CAPACITORS FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SUPPRESSION
AND CONNECTION TO THE SUPPLY MAINS
ASSESSMENT LEVEL D

INTRODUCTION

Blank d

etail specification

A blank detail specification is a supplementary document to the Sectional Spe-
cification and contains requirements for style, layout and minimum content of
detail specifications. Detail specifications not complying with these require-

ments m

1 €écificationks nor

shall they so be described.

In the preparation of detail specifications the content of of the

sectionpl specification shall be taken into account.

The num g in-

formati

Identif

(1) The Brds
Orghnisation under whose aut d.

(2) The specification, datpe of
iss the national system.

(3) The ational Generic Specificatfion.

(4) The

Identif

(5) A s
(6) Inf

Not

(7) Out
cha

of capacitor.

construction (if applicable).

Liné drawing with main dimensions which are of importance for inte

-

ngeability and/or reference to the national or international documents

for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an appendix to
to the detail specification.

(8) App

lication or group of applications covered and/or assessment level.

Note. -The assessment level(s) to be used in a detail specification shall

be selected from the sectional specification, Subclause 3.5.4.

This implies that one blank detail specification may be used in

combination with several assessment levels, provided the group
of the tests does not change.

(9) Reference data on the most important properties, to allow comparison
between the various capacitor types.

ing
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CEI 384-14-1XX (2)
(1) QC 30240 1XXXXXX
CEI 384-14-1 (4)
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE QC 302401
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
(3) CONDENSATEURS FIXES D'ANTI- (5)
P TENT
A L'ALIMENTATI
Croquis d'encombrement: (voir tableau I)
(Projection: Méthode du ... diddre) <:\\\
(7 @ (6)
(D'autres formes sont autorlsee
l'intlérieur des dime é s) Niveau(x) d'assurance: (D (8)

@&@v

rmations sur la disponibilité des composantg
q a11 iés selon cette spécification particuliére
so données dans la Liste des Produits Qualifiés.

(9)

SECTION UN - CARACTERISTIQUES GENERALES

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHODE(S) DE MONTAGE RECOMMANDEE(S) (& introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 384-~14 de la CEI).



https://iecnorm.com/api/?name=1c9ed593d939c95971f974daf6d201d5

384-14-1 © IEC:1993 -7-
IEC 384-14-1XX (2)
(1) QC 302401XXXXXX
IEC 384-14-1 (4)
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED QC 302401
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:
(3) FIXED CAPACITORS FOR (5)
EEECTROMAGNETIC INTERFERENCE
SUPPRESSION AND\CONNEC['ION
Outline drawing: (see Table I)
(..} angle projection) <<\\\
) \\\:§\ (6)
(7
(Other shapes are permitted withi &
the|dimensions g1ve Assessment level(s): D (8)
k&\ 3
In o tlon on the availability of components
\ alified to this detail specification is given
in\the” Qualified Products List.
(9)
SECTION ONE - GENERAL DATA
1. GENERAL DATA

1.1

RECOMMENDED METHOD(S) OF MOUNTING (to be inserted)

(See Subclause 1.4.2 of IEC Publication 384-14).
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1.2 DIMENSIONS
TABLEAU I
Référence Dimensions (en mm ou en inches et mm)

du boitier

L W H Ly Lg Ly e

1.

Notes 1. -Lorsqu'il n'y a pas de référence

3 CARACTERISTIQUES

peut

étre omis et les dimensions doi tableau

II, qui devient alors tablea

2., -Les dimensions doivent &t; Z ou en

angente d
sistance

amme de capacité
lérance sur la
nsion nominale
tégorie climati

mpérature nomi
@y

oir tableau II)

(voir tableau II)

(si applicable)

Tension| nomi

nale

O\

Capacité nominale
(en pF, nF et/ou uF)

Boitier Boitier Boitier Boitier
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1.2 DIMENSIONS
TABLE I
Case size Dimensions (in mm or inches and mm)
reference
L W H Lo L3 L, e
Q(
Notes 1. -When there is no case size reference, be’ omited and
the dimensions shall be given in then beqomes

1.3

s ]

Table I.

2. -The dimensions shall be give

dimensions with a tolera

IATINGS AND CHARACTERISTIC

H R OO

apacitance range

olerance on rated capacita
ated voltage

limatic category

ated temperat
angent of Jlosk

nsulatioQ::>si:tan &

Qgiaés\of capacitance and of voltage related to case sizes

ee Table II)

see Table II)

(if applicable)

TABLE II

Rated v

NN
NN

oltage

Rated c¢
(in pF,

Case size Case size Case silze

Case size

apacitance
nF and/or uF)
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

-10- 384-14-1 © CEI:1993

DOCUMENTS DE REFERENCE

Spécification générique: Publication 384-1 de la CEI (1982):

Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Premiére
partie: Spécification générique.
Modification No. 2 (1987), No. 3 (1989)
et No. 4 (1992).

Spécification intermédiaire: Publication 384-14 de la CEI (1993):

Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Quatorzidme
partie: Spécification intermédiaire:
Condensateurs fixes d'antiparasitage
et raccordement 3 l'alimentation.

NMARQUAGE

Le marquage du condensateur et de son emballage doit &

Note.

RENSEIGNEMENTS POUR LES COMMANDES

-Le détail des informations 3 marquer su
l'emballage doit étre donné en entier da
particuliére.

Iles commandes de condensateurs couv
gontenir au minimum, en claij

4) Capacité nominale.
B) Tolérance sur la capacité

d) Tension nominale.

vent
its:

d‘l

Eggr l\s\coneréles)

n
;;\QQQp \\\;>
1IN MP ,EMENTAIRES (ne sont pas prises en considération

EXIGENCES OU SEVERITES, COMPLEMENTAIRES DE, OU PLUS SEVERES QUE, CELLES

SPECIFIEES DANS LA SPECIFICATION GENERIQUE OU INTERMEDIAIRE

Note.

-Des compléments ou des exigences complémentaires ne devraient
étre prescrits que lorsque cela est indispensable.

TABLEAU III

Autres caractéristiques

Ce tableau doit étre utilisé pour définir des
caractéristiques qui sont complémentaires ou
plus sévéres que celles qui sont données dans
la spécification intermédiaire.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

RELATED DOCUMENTS

Generic specification: IEC Publication 384-1 (1982):
Fixed Capacitors for Use in Electronic

Equipment. Part 1l: Generic Specification.

Amendment No. 2 (1987), No. 3 (1989)
and No. 4 (1992).

Sectional specification: IEC Publication 384-14 (1993):
Fixed Capacitors for Use in Electronic

Equipment. Part 14: Sectional Specification:
Fixed Capacitors for electromagnetic inter-

ference suppression and connection
to the supply mains.
MARKING

jhe marking of the capacitor, if any, and the package s
ccordance with the requirements of IEC Publication 38
1.6.

Note. -The details of the marking of the compo

o
In]
=X
o
3]
1]
h
o]
la]
0
f

el
]
0
[
ct
o]
3]
n
0
o]
<
(]
Ia]
o
o
o

<
ct
=
[
1]
/

B) Tolerance on rated capaci

d) Rated voltage.

d) Manufacture

q) Number 3 of \the detail specification and stylq
refere

fl) Packagi %\\\E

CERTIFI/ED\QI OF RELEASED LOTS

Requi n req 'red.

ADDITIONAL INKORMATION (not for inspection purposes)

S

DDITIONAL OR INCREASED SEVERITIES OR REQUIREMENTS TO THOSE SPECIFI

ise

in

ED IN

i |

HE -GENERIC AND/OR SECTIONAL SPECIFICATION

Note. -Additional or increased requirements should be specified onl
essential.
TABLE III

Other characteristics

This table is to be used for defining charac-
teristics which are additional to or more
severe than those given in the sectional
specification.

y when
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SECTION DEUX - EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. EXIGENCES POUR LE CONTROLE
2.1 Procédures
2.1.1 -

Pour 1l'homologation, la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.4
de la spécification intermédiaire, Publication 384-14 de la CEI.

2.1.2 - Pour le contrdle de la conformité de la qualité, le programme d'essais,
comprenant l'échantillonnage, la périodicité, les sévérités et les
exigences est donné au tableau IV. La formation des lots de contré8le
est régie par le paragraphe 3.5.1 de la spécification intermédiaire.

TABLEAU IV

Notes l.[ -Les numéros de paragraphes indiqués pour les essg 2S exigences ren-
voient & la spécification intermédiaire, Publicé a CEI et
4 la section un de cette spécification.

2. -Les niveaux de contrdle et les NQA sont e
de la CEI: Plans et régles d'échantillo
attributs.

on 410
ontrdles [par

3. -Dans ce tableau: p =

de

ualité acceptable}Publication 410 de la CEI

Numéro de paragraphe | D itions d%essai N
et essai u | (Foikxnote C
(voir ndte 1) <
<j\\ ' (voir note 2)
CONTROLE DU G@M \>
15t

Exigences
(voir notle 1)

>0 2

(lot par

Sous-grgupe A II 1,5%

4.1 Examen jvisuel Pas de dgmmage
visible
Tous les marquages
sur le condensateur
doivent étre lisibles
et corrects

4.1 Dimensions Selon tableau I de

(au calibre) la présente spécifi-

cation

Sous—-groupe A2 ND II 0,25%

4.2.2 Capacité A l'intérieur de 1la

tolérance spécifiée
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SECTION TWO - INSPECTION REQUIREMENTS

2. INSPECTION REQUIREMENTS
2.1 Procedures
2.1.1 - For Qualification Approval, the procedures shall be in accordance with

the Sectional Specification, IEC Publication 384-14, Subclause 3.4.

2.1.2 - For Quality Conformance Inspection, the test schedule (Table IV) includes
sampling, periodicity, severities and requirements. The formation of
inspection lots is covered by Subclause 3.5.1 of the Sectional
Specification.

TABLE 1V

Notes 1] -Subclause numbers of tests and performance requirxem
the Sectional Specification, IEC Publication 38
of this specification.

n | One

IEC 410: Sampling Plans and Procedures C htes.

3] -In this table:

} IEC Publication|410

Subclauge number A Performance
and Test r Q requirements
(see Note 1) < L (see Notg 1)
<f\\, ' (see Note 2)
GROUE A |INSPECTI
(lot-by+lo
Sub~groyp Al 11 1,5%
4.1 Visual No visiblle damage
examination Any markfing on the
capacitor shall be
legible and correct
4.1 Dimensions As specified in
(gauging) Table I of this
specification
Sub-group A2 ND II 0,25%
4.2.2 Capacitance Within specified
tolerance
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4.1 Dimensions

(par mesure)

spécification

*) Pour des condensateurs de classe Y aucune unité défectueuse n'est autorisée.

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai N N Exigences

et essai ou |(voir note 1 ) C Q (voir note 1)

(voir note 1) ND A

(voir note 2)
4.2.4 Résistance A 1l'intérieur de la
(si applicable) tolérance spécifiéde
4.2.3 Tangente de Fréquence: A 1'intérieur des
l'angle de limites spécifiées
pertes (si
applicable)
4.2.1 Tjnsion de Méthode: ... *) as de claquage
tenue (Essai A) ni de
ment
4.2.5 Résistance Méthode: ... leau X
d'isolement
(Bssai A)
Ve N

CONTROLE DU_GROUPE B \

(lot panyg lot)

Sous-grdupe Bl D (j;_ , 5%

4.5 Squdabilité Sans vié \)\/

(s§i applicable) Méthode:

4.5.2 Mesures finales Examen vi Bonne qudlité de
1'étamaged mise en
évidence [par 1l'écou-

\\\/ lement lilbre de
ltalliagd avec un
<::> mouillaged convenable
des sorties ou, selon
< le cas, tlemps de
<f\\ soudage 3 s

Numéro de ;;EgigP \b£> Conditions d'essai ' Effectif de Exigenceq

et essali _ (voir note 1 ) 1'échantillon|(voir notle 1)

(voir ndte 1) ND et critére

d'acceptation
(voir note 3)
P n| ¢

CONTROLE DU GROUPE C

(périodique)

Sous-groupe ClA D 6 6 |0

Voir tableau VII et
tableau I de cette
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—-15 -

(ilf applicable)

4.5.2 Final
melasurements

O

N\

Method:

R

Subclause number D |Conditions of test I A Performance
and Test or |(see Note 1) L Q requirements
(see Note 1) ND L (see Note 1)
(see Note 2)
4.2.4 Resistance Within specified
(if applicable) tolerance
4.2.3 Tangent of Frequency: Within specified
loss angle limits
(if applicable)
4.2.1 Vottage proof Method: *) NO permanent break-
(Test A) down or -fllashover
4.2.5 Izsulation Method: ... See Tahld X
resistance
(Test A) (/\\
X
GROUP B |INSPECTION 4
(lot-by-lot) \
Sub-group Bl D \\inl\ %
4.5 Sqlderability Without 4 9)\/

Good tinning as
evidenced by free
flowing df the solder
with wetting of the
terminatijons or sol-
der shalll flow within

4.1 Dimensions

(detail)

——— - -

*) For Class Y capacitors defectives are not permitted.

3 s, as applicable
\/

Subclausle numb \}x\c ditions of test Sample size Performance
and Test] r s Note 1) & criterion requirements
(see Notle N Jof accepta- (see Notq 1)

bility (see

Note 3)

p n c

GROUP_C [INSPECTION
(periodic)
Sub-group ClA D 6 6 {0

See Table VII and
Table I of this
specification
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d'essai
(voir note 1 )

Effectif de
1'échantillon
et critére
d'acceptation
(voir note 3)

Exigences
(voir note 1)

RéEistance du
co
so

(s

posant aux
lvants
i applicable)

4.4.2 Mesures

Température du
solvant: ...
Méthode 2

Reprise:

Examen visuel

()

P n|c
1
4.3 Robustesse des Sévérité: !
sorties !

Examen visuel | |Pas de dommage

! |visible
4.4 Résistance i Sans séchage prélimi- :
la chaleur de naire '
sofidage Méthode: 1A ou 1B H
(sfi applicable) X
4.19 Solvant: ... |
]
\\l
I
]
1

\:\/

)
i
]
1

Pas de dommage

* Les essais de vibrations, secousses et chocs dans ce sous-groupe ne sont exigés que

tous les 12 mois.

1.1 de 1la présente spé-
cification

Sévérité:

fipales i visible
1
Capacité i Voir tablpau XI
1
Résistande E Voir tablpau XI
i
_____________________ o v st | o —_: o ——— ——————
Sous—-grouipe Cl1B 6 12 {0 |
1
4.20 Régistance i Marquage [lisible
marquage a !
sollvants :
i
]
:
coton hydrophile !
1
Reprise: ... i
i
4.6 Variatio \Q::\\//GA = Température mini- E
rapides de male de catégorie :
température 0p = Température maxi- !
: male de catégorie i
Cing cycles !
Durée tj; = 30 min :
i
4.6.1 Contrble final Examen visuel E Pas de dommage
; visible
4.7 Vibrations* Méthode de montage selon |
:
I
i
i
i
t
{
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Subclause number D
and Test or
(see Note 1) ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see
Note 3)
P n

Performance
requirements
(see Note 1)

No visible damage

ments

c
1
4.3 Robustness of Severity: ... !
terminations !
Visual examination !
1
4.4 Resistance to No pre-drying i
soldering heat Method: 1A or 1B !
(iff—=ppticabte) !

4.19 Component Solvent: /né/p
sdlvent Solvent temperature: :
resistance Method 2 r
(if applicable) \\\\ !
Recovery: ... [
X i

4.4.2 Final measure- Visual examination \\ﬁ\/
1
i
i

Sub-group C1B

4.20 Solvent

resistance
of] the marking

X

4.6 Raﬁid c e\o
temperature

Capacitance

Resistan

OA = Lower category
temperature

6p = Upper category
temperature

Five cycles
Duration t; = 30 min

b
N

[
N
o

>No visiblle damage
See Tableg XI

See Tablg XI

Legible marking

No visiblle damage

4.6.1 Final Visual examination
inspection
4.7 Vibration* Mounting as in 1.1 of

this specification

Severity:

* The vibration, bump and shock tests in this sub-group are required to be carried

out every 12 months only.
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4.10

11

4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

Etanchéité du
Zoitier (si
pplicable)

$équence
¢limatique

Nesures
initiales [

Chaleur @

empérature
catégorie

Température: température
minimale de catégorie

(T

Pas de présence de

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou {(voir note 1 ) 1*'échantillon| (voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
{voir note 3)
p n|c
1
4.7.2 Contrble final Examen visuel ! Pas de dommage
. ! visible
4.8 Secousses* Méthode de montage selon H
ou 1.1 de la présente spé- H
4.9 Chocs* cification H
1
1
Sévérite: H
i
|
4.8.2 Mesures Examen visuel ‘/”ﬁ/ﬁ e dommage
ou finales H (
4.9.2 Capacité 4 2 ou 4.9.2
Résistance <:\\\\§\{ eau XII
(si applicable) </\\\\§;§§\\L\/
Sous-groupe Cl D 18 >l

Essai cyclique
de chaleur
humide, essai
Db, cycles
restants

Mesures
finales

Dureée: 2 h

Examen visuel

Pas de dommage
visible
Marquage lisible

* Les essais de vibrations, secousses et chocs dans ce sous-groupe ne sont exigés que
tous les 12 mois.
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Subclause number D
and Test or
(see Note 1) ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
& criterion
of accepta-
bility (see
Note 3)

P n

Performance
requirements
(see Note 1)

4.7.2 Final

Visual examination

Mounting as in 1.1 of

this specification

No visible damage

inspection
4.8 Bump*
or
4.9 Shock*
4.8.2 Final
or measurements
4.9.2
Sub-group Cl D
4.10 ontainer
ealing (if
pplicable)

4.11 Climatic
sequence

4.11.1 Initial
measurements [

4.11.2 Dry heat <::>

4.11.4 ¢old

Severity:
Visual examination
Capacitance

Resistance
(if applicable)

Temperature: lower
category temperature

Duration: 2 h

SR
Vs

No evidence of
leakage

4.11.5 Damp heat,
cyclic, Test
Db, remaining

cycles

4.11.6 Final
measurements

* The vibration, bump
out every 12 months only.

Visual examination

No visible damage
Legible marking

and shock tests in this sub-group are required to be carried
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |{(voir note 1 ) 1'échantillon|(voir note 1)
(voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
Capacité Voir tableau XII
Résistance Voir tableau XII
(si applicable)
Tan & (si applicable) Voir tableau XII
Tension de tenue /:xf—v ir tablleau XII
Résistance d'isolement bSBi{ tableau XII
Sous-groupe C2 D \\

4.12
e chaleur
ide

4.12.1 Mesures
initiales

4.12.2 Conditions
d'essai

4.12.3 Mesure
flinales

ssai continu

Capacité

Tan § (cond

te
5 S

utres condensateurs:
pds de tension appliquée

Examen visuel

CTI
V2 ? 2N

Q\/

Pas de dgmmage
visible

Marquage |[lisible

Capacité

Résistance
(si applicable)

Tan § (si applicable)
Tension de tenue

Résistance d'isolement

Voir tableau XIII

Voir tableau XIII

Voir tableau XIII
Voir tableau XIII

Voir tableau XIII

*) Pour des condensateurs de classe Y aucune unité défectueuse n'est autorisée.
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Subclause number D |Conditions of test Sample size Performance
and Test or |(see Note 1) & criterion requirements
(see Note 1) ND of accepta- (see Note 1)
bility (see
Note 3)
P n c
Capacitance See Table XII
Resistance See Table XII

(if applicable)

Tan § (if applicable) See Table XII

Voltage proof /;X?/-Se Table XII

Insulation resistance -;ék\?a lg XII

Sub-group C2 D 6<\1~0\\

4,12 Damp heat, </\\\\ \§
qteady state \\\\\l\ \\\\/

4.12.1 Initial Capacitance \\\\\\\\\:>
fgeasurements Q >

4.12.2 Test

onditions:

no\voltagedyapplied

r g paéitors: no

voltage applied

4.12.3 Hi Visual examination . No visible damage
' Marking legible

s AN

Capacitance See Tablg XIII
Resistance See Tablg XIII
(if applicable) ‘

Tan § (if applicable) See Table XIII
Voltage proof See Table XIII
Insulation resistance See Table XIII

*) For Class Y capacitors defectives are not permitted.
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Numéro de paragraphe D |[Conditions d'essai Effectif de Exigences
et essai ou |(voir note 1 ) 1'échantillon|(voir note 1)
{voir note 1) ND et critére
d'acceptation
(voir note 3)
P n c
Sous-groupe C3 D |Condensateurs X et 3 12 0
circuits RC
Condensateurs Y et 3 12 0
circuits RC
Condensateurs de traver-| 3 6 0
sée
4.13.1 Mesures Capacité /A(/‘
initiales
Résistance (si
applicable)
Tan § (condensateurs <:\\\\§\
métallisés seulement) </\\\\>\>§\\\\/
4,13 Impulsion Nombre d'impulsions; \\\\\ Voir 4.13.2 et 4.13.3
de tension 24 max. \\\\
Tension de créte Q >
4,14 Endurance \\//)
4.14.7 Mesures \\\/ Pas de dgmmage
flinales <::> visible
< Marquage |l1isible
Capacit Voir tableau XIV
égistance Voir tableau XIV
(¥i applicable)
Tan § (si applicable) Voir tableau XIV
Tension de tenue Voir tableau XIV
RéSistance drisolement Voir tableau XIV

Sous-groupe C4

4.15

Charge et
décharge

D

Seulement pour les con-
densateurs métallisés,
les condensateurs céra-
mique et les circuits
RC utilisant de tels
condensateurs
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